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摘要(译)

公开了一种超声诊断设备和方法，用于识别一类参考可变形体。超声诊
断设备包括附接有参考可变形体的超声探头，断层图像构建单元和显示
单元。超声诊断设备还包括存储单元和类型识别单元，存储单元被配置
为存储给予参考可变形体的ID与参考可变形体的类型之间的关系，类型
识别单元被配置为指定对应于参考可变形体的参考可变形体的类型。输
入的ID。然后可以基于指定的参考可变形体的类型来构造断层图像。
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